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摘要(译)

在基于从对象获得的温度数据可靠且准确地确定血糖浓度的方法和设备
中，不需要采血，监测来自温度检测部分的输出的时间变化。基于这些
时间变化，检测体表与体表接触部分之间的接触，从而开始测量数据的
获取并且进行关于体表离开定时的提前通知显示。检测身体表面离开身
体表面接触部分的时刻，并且如果该时刻在所关注的时刻之前，或者在
没有检测到身体表面离开身体表面接触部分的情况下，即使在确定之后
在注意到的定时之后的时间，在设备上进行错误显示并重置测量。
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